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Patent trwa od dnia 23 marca 1955 r.

Zasilanie anodowe lamp elektrycznych prą¬
dem zmiennym o częstotliwości sieci stosowano
dotąd jedynie w takich urządzeniach elektro¬
nowych, których czas zadziałania był znacznie
dłuższy od długości okresu napięcia sieci, jak
w urządzeniach grz%wczych lub urządzeniach
automatycznej regulacji. W urządzeniach ta¬
kich -wykorzystanie lamp jest mniejsze, niż
przy zasilaniu anodowym lamp prądem stałym.

Defektoskop ultradźwiękowy do badania me¬
todą echa za czas zadziałania znacznie krótszy
od długości okresu napięcia sieci. Osobliwością
jego jest ponadto fakt, że po krótkim okresie
pracy po wysłaniu impulsu ultradźwiękowego
następuje przerwa o długości do 20 msek.

Dla uzyskania wysokiej jakości pracy defek¬
toskopu stosuje się lampy pracujące przy wy¬
sokich napięciach i pobierające w okresie pra¬
cy duże prądy. Stosowanie takich lamp pociąga

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jest inż. mgr Józef Tabin.

za sobą znaczne podwyższenie wymiarów i wa¬
gi defektoskopu, co utrudnia jego użytkowanie
w warunkach przemysłowych, a ponadto zwię¬
ksza pokaźnie jego cenę.

Dotychczas stosowano kompromis pomiędzy
wagą a jakością defektoskopu budując defek¬
toskopy stosunkowo ciężkie, a przy tym
o niezbyt wysokiej jakości.

W defektoskopie do ultradźwiękowego bada¬
nia metodą echa według wynalazku stosuje się
zasilanie anodowe lamp prądem zmiennym o
częstotliwości sieci i o napięciu A, zarówno
części nadawczej B, jak i części odbiorczej C,
przy czym okres pracy wypada w okresie mak¬
simum napięcia sieci. W związku z tym w ca¬
łym okresie pracy wartość napięcia prądu zasi¬
lającego lampy ulegnie jedynie niedużej zmia¬
nie. Dla uzyskania synchronizacji, zastosowano
przesuwanie plamki świetlnej po ekranie de¬
fektoskopu przez odpowiednio wzmocnione na¬
pięcia sieci D.
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Defektoskop według wynalazku do ultra-
'' dźwiękowego badania meto^dą echa z zasilaniem
^*ił^łow^m ląmp,pr*ądem zmiennym o częstotli¬
wości sieci*śkłaffla* si$ z generatora napięć usko¬
kowych, oscyloskopu, wzmacniacza, generatora
impulsów wielkiej częstotliwości przesuwnika
fazowego i transformatora sieciowego, przy
czym generator napięć uskokowych jest synchro¬
nizowany napięciem sieci poprzez przewodnik
gazowy, a kąt przesunięcia fazowego wynosi od
60° do 120°, zaś obwody anodowe lamp wzmac¬
niacza i generatora impulsów Wielkiej częstotli¬
wości są połączone wprost z transformatorem
sieciowym.

W defektoskopie według wynalazku lampy
jedynie w okresie pracy pobierają pełny prąd,
którego wartość decyduje o jakości defekto¬
skopu. W czasie dłuższego okresu przerwy,
lampy te pobierają bądź prąd zmniejszony, bądź
też w ujemnym półokresie napięcia sieci nie
pobierają prądu wcale. Tym samym ich obcią¬
żenie anodowe dla tych samych parametrów
w okresie pracy jest czterokrotnie mniejsze
przy zasilaniu ich prądem zmiennym, niż przy
zasilaniu ich prądem stałym, co pozwala na
lepsze wykorzystanie lamp. Ponadto odpada po¬

trzeba stosowania lamp prostowniczych oraz
filtrów w zasilaniu, co znacznie upraszcza układ.
Ekranowanie lampy oscylograficznej może być
znacznie lżejsze.

Defektoskop wykonany według wynalazku od¬
znacza się wysoką jakością przy niedużej wa¬
dze i niedużych rozmiarach.

Zastrzeżenie patentowe

Defektoskop do Ultradźwiękowego badania
metodą echa z zasilaniem anodowym lamp prą¬
dem zmiennym o częstotliwości sieci, zawiera¬
jący generator napięć uskokowych, oscyloskop,
wzmacniacz, generator impulsów wielkiej czę¬
stotliwości i transformator sieciowy, znamienny
tym, że jest zaopatrzony w przesuwnik fazowy
służący do synchronizowania napięciem sieci
generatora napięć uskokowych, przy czym kąt
przesunięcia fazowego wynosi od 6,0° do 120°,
obwody zaś anodowe lamp wzmacniacza i ge¬
neratora impulsów wielkiej częstotliwości są
połączone wprost z transformatorem sieciowym.

Instytut Metalurgii
im. Stanisława Staszica

Wzór jednoraz. CWD, zam. PL/Ke, Częst. zam. 405 7.2.58. 100 egz. Al pism. ki. 3-


	PL39331B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


